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EXÁMENES  
MÁSTER EN TECNOLOGÍAS INFORMACIÓN GEOGÁFICA: SIG Y TELEDETECCIÓN 

CONVOCATORIA ORDINARIA: ENERO 

 
 

Aula de Ordenadores de la Planta 1 de la Facultad de Filosofía y Letras o Aula Virtual (zoom 

u otra aplicación del Campus Virtual), si se realiza examen; si no hay examen, la entrega de 

prácticas finaliza ese día a las 23.55. 

 

Viernes 9 de enero 

16:00-18.00: Aprendizaje Avanzado en SIG Vectoriales/Aprendizaje Avanzado en SIG Raster 

 

Viernes 16 de enero 

16.00-18.00: Análisis Espacial Avanzado 

 

Viernes 23 de enero: 

16.00- 18.00 Bases de Datos Espaciales/ SIG y Teledetección 

 
 

 
 

 


